Oprogramowanie systemdw pomiarowo-sterujgcych - opis przedmiotu

Informacje ogdlne

Nazwa przedmiotu Oprogramowanie systeméw pomiarowo-sterujacych
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-OSPS

Wydziat Wydziat Informatyki, Elektrotechnikii Automatyki.
Kierunek Informatyka

Profil ogdlnoakademicki

Rodzaj studiow pierwszego stopnia z tyt. inzyniera

Semestr rozpoczecia semestr zimowy 2017/2018

Informacje o przedmiocie

Semestr 6

Liczba punktéw ECTS do zdobycia 4

Typ przedmiotu obowigzkowy

Jezyk nauczania polski

Sylabus opracowat ® drinz. Leszek Furmankiewicz

Formy zajec¢

Forma zajeé Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Forma zaliczenia
(stacjonarne) (stacjonarne) (niestacjonarne) (niestacjonarne)
Laboratorium 30 2 18 12 Zaliczenie na
ocene
Wyktad 15 1 9 0,6 Zaliczenie na
ocene

Cel przedmiotu

- zapoznanie studentéw z zasadami organizacji systeméw pomiarowych i pomiarowo - sterujacych,
- zapoznanie studentéw z budowg, zasadg dziatania i wtasciwosciami elementow systeméw pomiarowych,

-uksztattowanie umiejetnosci w zakresie projektowania oprogramowania komunikacyjnego i wizualizacyjnego dla systeméw pomiarowych i pomiarowo - sterujacych.

Wymagania wstepne
Podstawy programowania, Technika eksperymentu | i I, Sieci komputerowe I i Il, Aplikacje internetowe

Zakres tematyczny

Oprogramowanie systeméw pomiarowych - wprowadzenie. Klasyfikacja systeméw pomiarowych. Struktura i organizacja systemu pomiarowego. Algorytm dziatania systemu.
Wybor jezyka oprogramowania i narzedzi komputerowego wspomagania projektowania. Interfejsy systeméw pomiarowych: Definicja interfejsu, klasyfikacja interfejsow,
interfejsy stosowane w systemach pomiarowych. Interfejsy szeregowe: RS-232, RS-422, RS-485, oprogramowanie interfejséw szeregowych asynchronicznych. Interfejs
rownolegty IEEE 488: zasadnicze cechy standardu, magistrala interfejsu, raportowanie stanu urzadzenia. Standard IEEE 488.2, oprogramowanie kontrolera IEEE 488. Systemy
akwizycji sygnatéw. Klasyfikacja i podstawowe bloki funkcjonalne systeméw akwizycji sygnatéw. Oprogramowanie systeméw akwizycji. Standard SCPI. Model przyrzadu w
standardzie SCPI, struktura rozkazéw, system wyzwalania i system statusu SCPI. Charakterystyka rozkazéw przyktadowych przyrzadéw. Programowanie systeméw
pomiarowych z wykorzystaniem zintegrowanych graficznych $rodowisk programowych: Srodowiska: LabWindows/CVI, LabVIEW, Agilent VEE. Biblioteka I/0 VISA. Sterowniki
przyrzadéw VXIplug&play. Sterowniki przyrzaddéw IVI. Wirtualne przyrzady pomiarowe. Definicja, struktura i podstawowe cechy przyrzadéw wirtualnych. Oprogramowanie
wirtualnych przyrzadéw pomiarowych. Przyktady przyrzadéw wirtualnych. Programowalne sterowniki automatyki PAC. Technologie internetowe w systemach pomiarowo -
sterujgcych. Dedykowane serwery WWW. Charakterystyka struktury sprzetowej i oprogramowania wybranych dedykowanych serweréw WWW.

Metody ksztatcenia
Wyktad: wyktad konwencjonalny/tradycyjny.

Laboratorium: ¢wiczenia laboratoryjne, praca w grupach, metoda projektu.

Efekty uczenia sie i metody weryfikacji osiggania efektéw uczenia sie
Opis efektu Symbole efektow Metody weryfikacji Forma zaje¢


https://wiea.uz.zgora.pl/
https://wiea.uz.zgora.pl/
https://wiea.uz.zgora.pl/

Opis efektu Symbole efektéw Metody weryfikacji Forma zaje¢
Student potrafi wybraé narzedzie do oprogramowania systeméw ® K_W20 ® test koricowy ® Wyktad
pomiarowych

Student potrafi zaprojektowac oprogramowanie wizualizacyjne dla systeméw ® K15 ¢ aktywno$¢ w trakcie zajeé ® Laboratorium
pomiarowych z wykorzystaniem dedykowanych srodowisk programowych ® K_U29 ® wykonanie sprawozdan

laboratoryjnych
Student potrafi zaprojektowa¢ oprogramowanie komunikacyjne dla ® KU15 ® biezaca kontrola na zajeciach ® Laboratorium
systemdéw pomiarowych opartych na bazie podstawowych interfejsow ® K_U29 ® wykonanie sprawozdan
komunikacyjnych laboratoryjnych
Student rozumie zasady organizacji systeméw pomiarowych oraz zasady ® K_W20 ® test koricowy ® Wyktad

funkcjonowania elementéw systeméw pomiarowych

Warunki zaliczenia
Wyktad - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwidw pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze.

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ¢wiczen laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.

Sktadowe oceny koricowej = wyktad: 50% + laboratorium: 50%
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